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BACKGROUND
ORIENTED SCHLIEREN

« Déformation d'un fond & motifs
connus par un objet a gradient
d'indice

«  Mesure du déplacement des motifs
par caméra et fraitement d’'image

« Reconstitution du flot optique
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BACKGROUND PLANE

DENSITY GRADIENT

IMAGE PLANE

Density measurements using the Background Oriented Schlieren technique, L. Venkatakrishnan,
G. E. A. Meier, Experiments in Fluids 37 (2004)
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QUELQUES CALCULS

» Sensibilité =M/ tan e avec M=f/l+m—f |
° hm—,—[—>00 DJfodn € ¥

Reference ¢ Imaging lens
pattern

Improved background oriented schlieren imaging using laser speckle
ilumination Alexander H. Meier, Thomas Roesgen, Exp Fluids (2013)
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LE SPECKLE

« Motif aléatoire
 Taille de grain ne depend que de ON

€

« Grande longueur de coherence

Focalisé dans "“tous” les plans
choix de “1” virtuelle
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MONTAGE SIMPLE PASSAGE

Caméra +
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EXPERIMENTATIONS
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MNorme du flot optique
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Lame épaisse au Fizeau
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Score de correlation

orme du flot optique

1000

Lame microscope au Fizeau
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EVALUATION DE LA SENSIBILITE DU
MONTAGE PASSAGE SIMPLE

Sensibilite 4 pour une déviation € = 0.1 mrad
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EXPERIMENTATIONS: FLAMME

score de correlation

Norme du flot optigue
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Perturbation

Kinect l

Perturbation SySteme opthue

Double passage E

En réflection Capteur
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Choix de la source
en fonction de la
qualité du Speckle obtenu

Evaluation de la sensibilté

Comparaison des configurations du montage portable

en réflexion et double passage
hors du banc opftique
(Systéme optique intérmédiaire)
Choix de la configuration du S-BOS

Optimisation du systeme

Comparaison des configurations optique
en réflexion et double passage

sur le banc optique
(Systéme opftique intérmédiaire)
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DES CHOIX A FAIRE..
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MONTAGE FUTURS

PUPILLE MUR

RUGUEUX
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MONTAGES
PORTABLES

Il peut y avoir des modifications
importantes du Speckle pattern

au moment d'introduire

la perturbation lorsqu’on

ne travaille plus sur un banc optique.
Notamment du filt. Diode Laser
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BOS-Sp

utilisant le mur
comme diffuseur.
Utiliser plusieurs
murs et comparer
les résultats.

Assembler le
modele portable.
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Semaine 17 de décembre

Vérifier la viabilité
de la Kinect dans
I'expérience et
comparer les
résultats.

Assembler le
modele portable.

Comparaison des
configurations en
réflexion et en
double passage
sur le banc
optique.

Semaine 18 de février

Comparaison des
configurations en
réfection et
double passage
hors du banc
optique. Choix de

la configuration
du S-BOS.

Changer a un
support optique
portable et
reproduire les
résultats (avec le
travail sur
SolidWorks on
pourrait concevoir
le support
mécanique).

Evaluer sa
sensibilité, ses
difficultés et
conclure sur
viabilité pour des
autres
applications.

Commander les
piéces nécessaires
pour construire le
modelé portable.

Evaluer sa
sensibilité, ses
difficultés et
conclure sur
viabilité pour des
autres
applications.

PLANNING
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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